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NEXAFS spectra of NiO 

Ni L-edge 

試料： NiO粉末/カーボンテープ固定 
  

測定日： 2017年12月 
  

検出手法： 全電子収量法(TEY) 
  

回折格子中心刻線密度(lines/mm)：  
 1200 (BL10)、600 (BL12)  
  

分光器スリット(mm)： 20/20 
  

測定点、取り込み時間： 236点×1秒 

スペクトルNo. Ni-L01 


